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Uktad do nauczania i egzaminowania

Przedmiotem wynalazku jest uktad do nauczania i egzaminowania jednoczesnie wigkszej ilosci os6b za
pomoca serii pytan.

Znany jest uktad do egzaminowania sktadajacy sie z zespotu szyfrujacego, zespotu deszyfrujacego,
zespotu sygnalizatoréw $wietlnych, miernika elektrycznego oraz diody prostowniczej potgczonych pomiedzy
soba szeregowo. Miernik elektryczny spetnia role miernika skali ocen do ktérego réwnolegle sy podtaczone
kondensator iopornik regulacyjny. Zesp6t szyfrujacy stanowia elektromechaniczne zestyki wspdtpracujace
z wtykami, natomiast zespotem deszyfrujacym sg przewodzace stykowe ptytki oraz ruchome kotkowe styki
dociskane do tych ptytek. Pomiedzy stykowymi ptytkami i kotkaml stykowymi umieszczona jest karta
kontrolna wykonana z materiatu nieprzewodzacego.

Niedogodnoscia tego uktadu jest mozliwo$¢ egzaminowania tylko jednej osoby, co znacznie wydtuza czas
egzaminu. Duza ilo$¢ stykéw — kotkow i otworéw pogarsza niezawodno$¢ urzadzenia i rozprasza uwage osoby
egzaminowanej co moze doprowadzi¢ do pomytek przy odpowiedzi. Duza ilo$¢ otworéw i kotkéw takze
przedtuza i utrudnia szyfrowanie. Inng niedogodnoscia jest potaczenie miernika ocen w szereg z zaréwkami,
ktdre sq wrazliwe na wstrzasy i s3 elementami o matej trwatosci. Jeszcze inng niedogodnoscig jest brak rejestracji
oceny, a trwaty $lad odpowiedzi jest zaszyfrowany.

Celem wynalazku jest usuniecie tych wad przez opracowanle uktadu stuzacego zaréwno do nauczania jak
i egzaminowania jednoczesnie wigkszej ilosci osdb.

Uktad wedtug wynalazku ma stanowisko centralne potaczone ze stanowiskami indywidualnymi sktadajace
sie z cztonéw poréwnujacych, selektoréw pytan, selektoréw grup, I|czn|k6w dekadowych dekaderdéw, cztonéw
czasu odpowiedzi i wyswietlaczy.

Selektor pytar jest potaczony z wejsciem cztonu poréwnujacego, ze wskaZnikiem grupy i ze wskaznikiem
poprawnej odpowiedzi poprzez selektor grup. Ponadto selektor pytari jest potaczony ze wskaznikiem grupy
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poprzez przerzutnik. Natomiast wejscie cztonu poréwnujacego jest takze potaczone z przyciskami odpowiedzi
i z cztonem czasu odpowiedzi poprzez uktad czasu oceny, a wyjscie cztonu poréwnujacego jest potaczone |
z wyswietlaczem stanowiska indywidualnego poprzez licznik dekadowy stanowiska indywidualnego i dekoder
stanowiska indy;widualnego oraz z wyswietlaczem stanowiska centralnego poprzez licznik dekadowy stanowiska
centralnego i dekoder stanowiska centralnego. Z kolei czton zerowania jest dotaczony do licznika dekadowego .
stanowiska centralnego i do licznika dekadowego stanowiska indywidualnego. '

Egzaminujacy moze przydzieli¢ kaZde ze stanowisk indywidualnych do dowolnej grupy — jednej z kilku — ‘
poprzez wybranie wtasciwego przycisku znajdujacego sie w selektorze grup na stanowisku centralnym.

* Na kazde pytanie osoba egzaminowana ma do wyboru kilka wariantéw odpowiedzi, z ktérych jeden jest
prawidtowy. Prawidtowy wariant odpowiedzi zdeterminowany jest oznaczeniem na eksponowanej kartce lub
przezroczu w ich niejawnej czeéci. Na podstawie tego oznaczenia egzaminujacy wciska tylko jeden klawisz
wspdlny dlawszystkich grup. Wybér kartki lub przezrocza odbywa sie losowo, co unwmozllwua rozszyfrowywa-
nie poprawnych wariantéw odpowiedzi. : e e e -

Czas odpowiedzi moze byé wyznaczony przez czton czasu odpownedzl zwybleranyml ‘zakresami' lub
recznie przez egzaminujacego. Po uptywie wybranego czasu odpowiedZ kazdego z egzaminowanych zostaje
automatycznie oceniona. Dobra odpowiedzZ jest zliczana przez licznik dekadowy stanowiska indywidualnego jak
i przez licznik dekadowy stanowiska centralnego. Nastepnie na kazdym stanowisku indywidualnym zapala si@
wskaznik sygnalizujacy wariant poprawnej odpowiedzi. Po zakorczeniu egzaminu cztonem zerowania
przeprowadza si@ zerowanie wszystkich licznikéw.

Zaletauktadu wedtug wynalazku jest to, ze uktad moze stuzyé zaréwno do przeprowadzania egzaminu jak
i utrwalania wiadomosci dla wigkszej ilosci os6b jednoczesnie. Inng zaletg jest niemozliwo$é ztamania szyfru -
poprzez ustalenie przypadkowosci odpowiedzi dla poszczeg6inych grup oraz uniemozliwienie przektamania przez
weiéniecie réznej od jednego ilosci klawiszy lub przez kombinowane wciskanie klawisza jednego, a takie

_ niemozliwo$¢ przypadkowego zerowania licznikéw dobrej odpowiedzi. .

Zastosowanie obwodéw scalonych umozliwia zminimalizowanie ilosci elementéw uk{adu zmniejszenie jego
ciezaru i wymiaréw przy jednoczesnym zwiekszeniu niezawodnosci uktadu.

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przyktadowym wykonaniu na rysunku, ktéry przedstawia
schemat blokowy uktadu do nauczania i egzaminowania.

Uktad ma stanowisko centralne 1 potaczone ze stanowiskami indywidualnymi 2. Przydzielenie kazdego ze
stanowisk indywidualnych 2 do jednej z pieciu grup nastepuje w selektorze grup 3, co jest sygnalizowane
wskaznikiem grupy 4. Okredlenie eksponowanego pytania nastepuje w selektorze pytari 5. Selektory 3 i5
determinuja poprawny wariant odpowiedzi. Za posrednictwem cztonu czasu odpowiedzi 6 wybiera si¢ zadany
czas odpowiedzi. W tym czasie na stanowiskach indywidualnych nalezy zataczyé jeden z pigciu przyciskow
odpowiedzi 7. Po uptywie czasu odpowiedzi zatacza sie czton czasu oceny 8, a czton poréwnujacy 9 poréwnuje
sygnat z selektora grup 3 iz selektora pytari 5 z sygnatem z przyciskéw odpowiedzi 7. W przypadku zgodnosci
sygnatéw, czton poréwnujagcy 9 wysyta sygnat zaliczania poprawnej odpowiedzi do licznika dekadowego
stanowiska indydwidualnego 10 i do licznika dekadowego stanowiska centralnego 11. Stan licznikéw 10 i 11
poprzez dekoder stanowiska indywidualnego 12 idekoder stanowiska centralnego 13 podawany jest na
wyswietlacz stanowiska indywidualnego 14 i na wyswietlacz stanowiska centralnego 15.

Wybranie liczby klawiszy réznej od jeden w przyciskach odpowiedzi 7 jest interpretowane przez czton
poréwnujacy 9 jako odpowiedZz btedna. W czasie oceny z cztonu czasu oceny 8 jest podawany sygnat do
przerzutnika 16, ktéry zatacza jeden z pigciu wskaznikéw poprawnej odpowiedzi 17, determinowanego
selektorem grup 3 i selektorem pytai 5. Wybranie nastepnego pytania w selektorze pytart 5 powoduje zmiang
stanu przerzutnika 16 i z kolei wytaczenie wskaznika poprawnej odpowiedzi 17.

Po zakoriczeniu egzaminu licznik dekadowy stanowiska centralnego 11 i licznik dekadowy stanowiska
indywidualnego 10 sg zerowane sygnatem z cztonu zerowania 18.

Zastrzezenie patento'we

Uktad do nauczania i egzaminowania jednoczesnie wigkszej ilosci os6b, sktadajacy sie ze stanowiska
centralnego potaczonego ze stanowiskami indywidualnymi zawierajacy czton poréwnujacy, selektor pytan,
selektor grup, liczniki dekadowe, dekodery, cztony czasu odpowiedzi i wyswietlacze,znamienny tym, Ze
selektor pytan (5) jest potgaczony zwejéciem cztonu poréwnujacego (9), ze wskaznikiem grupy (4)i ze
wskaznikiem poprawnej odpowiedzi (17) poprzez selektor grup (3) oraz jest potaczony ze wskaznikiem grupy
(4) poprzez przerzutnik (16), przy czym wejscie cztonu por6wnujacego (9) jest potaczone takie z przyciskami
odpowiedzi (7) i z cztonem czasu odpowiedzi (6) poprzez uktadu czasu oceny (8), a wyjscie cztonu poréwnuja-
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“cego (9) jest potaczone z wys$wietlaczem stanowiska indywidualnego (14) poprzez licznik dekadowy stanowiska
indywidualnego (10) i dekoder stanowiska indywidualnego (12) oraz z wyswietlaczem stanowiska centralnego
(15) poprzez licznik dekadowy stanowiska centralnego (11) i dekoder stanowiska centralnego (13), natomiast

czton zerowania (18) jest‘potqczony z licznikiem dekadowym stanowiska centralnego (11) i z licznikiem
dekadowym stanowiska indywidualnego (10). '
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